Rilievo delle caratteristiche

Strumenti dedicati per il rilievo delle caratteristiche

- Caratteristigrafo o tracciacurve:
analogico
di vecchia concezione
poco flessibile

- Misuratori di parametri a SMU:
analogico a controllo digitale
modulare
molto flessibile

A Si lavora in DC.

o |

Misure su dispositivi a semiconduttore — p.3bis/27



	Rilievo delle caratteristiche

